Diagnozowanie wplywu parametrow wewnetrznych
na sprawnos¢ sprzetu elektronicznego

STRESZCZENIE

Praca poswiecona jest badaniu wplywu parametrow wewnetrznych urzadzen
elektronicznych (UE) na ich dziatanie. Przedstawiono schematyczne
i projektowe cechy UE oraz ich poziomy hierarchii. Analizowane sa gldwne
metody diagnozowania urzadzen elektronicznych, a istniejgce oprogramowanie
do komputerowego modelowania UE jest wymieniane jako narze¢dzie do badania
wptywu defektow elementow skladowych na charakterystyke wyjsciowa
i dzialanie urzadzen. Wykazano, ze w celu zapewnienia skutecznej kontroli
stanu technicznego UE konieczne jest rozwigzanie problemu generowania
testow diagnostycznych. Duzo uwagi poswigca si¢ rowniez syntezie tolerancji
odrzucenia dla wewngtrznych parametrow elektrycznych czesci sktadowych UE.
Opracowano  odpowiednie  wsparcie  algorytmiczne 1  programowo
metodologiczne, ktérego mozliwos¢ zastosowania potwierdzaja przedstawione
wyniki szeregu numerycznych badan eksperymentalnych.
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metoda podrecznikéw uszkodzen, identyfikacja parametryczna.



